
テスト サービス

➢ 当社では電子部品向けのテストサービスを実施しております。

標準的な外観検査から、AS6081、AS6171規格に準拠したテストにいたるまで、様々な部品認証、

電気テスト、付加価値サービスを展開しております。

➢ 当社納入品以外もご利用頂けます。

➢ 背景

◼ AS6081やAS6171は、航空宇宙サプライチェーンに不正/偽造電子部品

が流入するリスクに対応するため策定された規格となります。

◼ 当グループでは北米を中心に航空宇宙・防衛関連のお客様とお取引きして
おります。

◼  トレーサビリティのある在庫の調達であっても、規格準拠のテストのご要望

にお応えすべく、施設強化して参りました。

◼ AS6081 Rev A. Class C、更に厳格化されたAS6171対応可能です。



テストラボ試験能力

真贋判定

・AS6081認証試験

・AS6171認証試験

・外観光学検査

・画像採寸評価

・マーキング検査

・X線検査

・蛍光X線検査（XRF）

・樹脂加熱溶解試験

-ダイナソルブ/1M2P

・エネルギー分散型X線分析

（EDX）

・デキャップ解析

*ご要望に応じ、個別対応テストプランにて試験実施可能。

*所要日数は、サンプル数量、治工具および設備の空き状況などにより前後することがございます。

電気的試験

・直流/交流試験

・I-V特性カーブトレーサ

・JTAGバウンダリスキャンテスト

・冷熱サイクル試験

・熱衝撃試験

その他

・はんだぬれ性試験

・走査型電子顕微鏡観察

（SEM）

・C-SAM（剥離、デラミレー

ション観察）

・コプラナリティ検査

・BGAリボール

・プログラミング



試験設備例

走 型電子顕微鏡観察(SEM)

(Thermo Fisher)

画像寸法測定器 (Keyence)

XRF (Thermo Fisher)
CE認証・RoHS2適合確認

X線システム
(Creative Electron)

XRF (AMETEK)
XRF (FISCHER)

蛍光Ｘ線による膜厚測定と素材分析。
メッキ厚チェック。



試験設備例

走 型電子顕微鏡観察（SAM）
(Nordson)

はんだ濡れ性製試験機
(GEN3 SYSTEMS)

コプラナリティ
(Keyence)

電気的機能試験
(KEITHLEY – TEST FIXTURE)

冷熱サイクル試験機
(CSZ)

温度範囲：-45℃～+190℃

熱衝撃試験機
(CSZ)

温度範囲：50℃～210℃



自社解析例



自社解析例
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自社解析例
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